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(54)'B«xek)iiMing: VERFAHREN UND aNORDNVNGZUR-HOCHAUFLOSENDBN STCREOMIKROSKOWE MTT ERWEITERT1R 
RAUMTIEFE 

(57) Abstract 

A process and device for high-iesolution steteomkroscopy with 
extended spacial depth, enabling stereoscope ob^rvat^n of a n^cro- 
scotric object at high magnifications up to the limit tf/"^ 1 ^"^ 
U E ta Tne^any different advantageous physical contrasting techniques 
of conve^tfonal high-resolution light microscopy can sail be used with- 
out 3^ For this purpose, mechanically switchatte jssembhes 
« u^ m me microscopStion path on the side of ^m^e to 
wTnerate parallactic piles of sectional views. These are processed by 
noSarfield depth extension to generate two parallactic projections 
r«he^cr2ctp1c P object wiur extended depth of fie* the 
observation of which makes for ttaee^imens.onal disptay of the ^kto- 
sconic object. In particular through the improvement of the non-luiear 
£u dSh extensiTprocess at the stage of synthesis of *^^8 
image, transparent and semi-transparent structures can also be processed, 
this being a precondition for displaying biological objects. 

(57) Zusammenfassung 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren und Anordnung zur 
hochaufiosenden Stereomitooskopie mit erweiterter Raumuefe wtrd eine 
Berrachtung eines rnikroskopischen Objektes ; be, hohen 
VereroBerungen bis an die Lichtauflbsungsgrenze ermbglicht Die 

vielseitigen. vorteilhaften Physi^^.^.^S^S^^t nuttb ar. Hierfilr werden mechanise!, schaltbare Baugruppen 
konventionellen hochaufiosenden ^chtm.kroskop.e ^ e, ^ n ^ e ^™^ Bcher schnittbildstapel eingeserzt. und es erfolgt deren 
im abbildungsseitigen Strahlengang des Mikroskopes zur Generiwung ^ara Generiemng 2W eier parallaktischer Projekuonen 

Verarbeitung durch ein Verfahren der n.chthr^ ^ Betrachtung die raumliche Darstellung des 

des mikroskopischen Objektes m.t erwe.terter Scharfent.efe durch V erfahrens der nichdinearen Scharfentiefenerwenerung 

3SSS1SS»^ Mn Mx werien ' was ~ 

Voraussctzung zur Darstellung biologischer Objektc ist. 
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